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摘要(译)

本发明公开了一种可修补的AMOLED器件及这种AMOLED器件显示器的
修补方法。该AMOLED器件包括电极和有机发光层，所述电极被分割成
多个子像素区域，每个子像素区域与相邻的其它子像素区域中的至少一
个通过连接桥形成电连接。当出现暗点或亮点时，可以通过激光将出现
缺陷的阴极的子像素区域与其它子像素区域之间的连接桥切断，从而断
开该子像素区域与其它子像素区域之间的电连接断开，方法简单、易于
操作，可最低限度地降低激光修补对像素其他区域的损伤，从而达到提
高良率的目的。
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